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摘要(译)

在数据线驱动/电流测量电路中，m个测量单元设置在多个半导体芯片
中，使得m个测量单元分布在多个半导体芯片中。显示装置包括晶体
管，使得为两个相邻的半导体芯片提供一个晶体管。基于使用布置在不
同半导体芯片中的测量单元对相同晶体管执行的电流测量的结果，确定
指示测量单元中的元件的特性方面的半导体芯片之间的变化的芯片间校
正数据。芯片间校正数据存储在存储单元中并用于校正图像信号。可以
基于测量流过每个半导体芯片的有机EL元件的公共阴极的电流的结果来
确定芯片间校正数据。因此，补偿了半导体芯片中元件特性的变化，并
且在显示中实现了高图像质量。
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